Department of

Education

Dennis M. Walcott, Chancellor

A Gardez cette lettre. S'il vous plait, amenez cette lettre le jour d'examen.

«PARENT NAME»

Pére/méreftuteur de : «<APPLICANT NAME»
«ADDRESS»

«CITY ST ZIP»

Cher(ére) mére/pére/tuteur,

Nous avons regu votre formulaire de demande d'inscription & I'examen d'entrée (Request for Testing Form - RFT) pour le placement
de votre enfant pour 'année scolaire 2012-2013. Votre enfant, <APPLICANT NAME», passera son examen comme suit :

Lieu de l'examen : «M_1ST_TEST_SITE»
Adresse : «M_1ST_SITE_ADDRESS»

«M_1ST_SITE_CITYSTZIP»
Date de I'examen : «M_1ST_SITE_DATE»
Heure de 'examen : «M_1ST_SITE_TIME»
Langue de l'examen : «HOMELANG»

Instructions importantes concernant la date d'examen :

Au jour de I'examen, vous devez amener le certificat de naissance de votre enfant ou son passeport qui servira comme preuve
de sa date de naissance. D'aprés nos informations, la date de naissance de votre enfant est «kDOB». Si cette information est
incorrecte, veuillez notifier le centre d'examen le jour de l'examen.

Nous vous conseillons d'arriver 15 minutes avant 'heure indiquée pour le début de I'examen.

Si votre enfant tombe malade le jour de I'examen, veuillez envoyer un email au Bureau de Service de Responsabilité
(Accountability Service desk) a oaservicedesk@schools.nyc.gov, ou appeler le 212-374-6646 le lundi apres la date prévue pour
I'examen. En amenant votre enfant au site du test a la date et heure indiquées ci-dessus, vous certifiez que votre enfant est en
bonne santé et qu'il(elle) est en mesure de passer le test.

Au cas ou les conditions climatiques deviennent inclémentes le jour ol votre enfant doit passer le test, veuillez appeler le 311 ou
vous renseigner au site internet du Département a www.nyc.gov/schools sur la possibilité d'annulation de I'examen.

Les parents ne seront pas admis dans les salles d'examen.

Nous attendons avec impatience de vous voir ainsi que votre enfant le jour de I'examen.

Cordialement,

Equipe d'évaluation des éléves doués & talentueux

T&I- 17183 (French)



